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7\6 . Foreword

The text o/&ument 42/123/FDIS, future edition 1 of IEC 1083-2, prepared by
IEC TC 42, High—v ge testing techniques, was submitted to the IEC-CENELEC paraliel
vote and was appro ;@, CENELEC as EN 61083-2 on 1996-12-09.

The foliowing dates were fiQ
- latest date by which the EN @) implemented
|

at national level by publication o ical

national standard or by endorsement o (dop) 1997-09-01
- latest date by which the national standar:!\&nflicting

with the EN have to be withdrawn e (dow) 1997-09-01

Annexes designated "normative" are part of the body e@%dard.

Annexes designated "informative” are given for information l( .
In this standard, annex ZA is normative and annexes A, Band C ef rmative.
Annex ZA has been added by CENELEC. @

Endorsement natice 9@

The text of the International Standard IEC 1083-2:1996 was approved by CENELEC ;

European Standard without any maodification. 6/
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7\6 N Annex ZA (normative)

/ S Normative references to international publications
ith their corresponding European publications

This European Standar l@'
publications. These normati

orates by dated or undated reference, provisions from other

ences are cited at the appropriate places in the text and
the publications are listed here&ftérJEor dated references, subsequent amendments to or
revisions of any of these public pply to this European Standard only when
incorperated in it by amendment or re si‘z(Fo; undated references the latest edition of
the publication referred to applies (includirlg a dments).

NOTE: When an international publication has been modified @)mmon modifications, indicated by {mod),

the relevant EN/HD applies. 0
Publication  Year  Title 4 G}_ﬁ) Year
L 4
IEC 60-1 1989 High-voltage test techniques /@I s1v 1991

Part 1: General definitions and test
requirements

IEC 60-2 1994  Part 2: Measuring systems EN 60060-2 9%
IEC 1083-1 1991 Digital recorders for measurements in EN 61083-1 19

Part 1: Requirements for digital recorders

4 Q)
{mod) high-voltage impulse tests /‘e/

1} HD 588.1 S1 includes corrigendum March 1390 to IEC 60-1.
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Validité de la présente publication

—

t revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état actuel de

Le centenu technique des publications de la CEl est cons-
a?&
echpique.

es 'ﬁnements relatifs a la date de reconfirmation de
la pu @ sont disponibles auprés du Bureau Central

o

delaC

Les renseig@s relatifs a ces révisions, a |'établis-
sement des éditj évisées et aux amendements peuvent
étre obtenus a s Comités nationaux de la CEl et
dans les document

ci-dessous:
® Bulletin de Iaé

¢  Annuaire de la

Publié annuellemen
e Catalogue des publi@ de la CEI

Publié annuellement et a Jour réguliérement

.

Terminologie /

En ce qui concerne la terminologie géne‘gle lecteur se
reportera a la CEIl 50: Vocabulaire Electrote e Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme hapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des gdétails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur@de.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI. A

Les termes et définitions figurant dans la présente publ
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et
les signes d'usage général approuvés par la CEl, le lecteur
consultera:

— la CEl 27: Symboles littéraux a utiliser en électro-
technique;

— la CEl 417: Symboles graphiques utilisables sur le
matériel. Index, relevé et compilation des feuilles
individuelles; -

— la CEl 617: Symboles graphiques pour schémas;
et pour les appareils électromédicaux,

— la CEl 878: Symboles graphiques pour équipe-
ments électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEl 617 et/ou de la CEl 878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la
fin de cette publication, qui énumeérent les publications de
la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin

e |EC Yearbook
Published yearly

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC
50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV),
which is issued in the form of separate chapters each
dealing with a specific field. Full details of the IEV will
be supplied on request. See also the |IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
gation have either been taken from the IEV or have been

/specifically approved for the purpose of this publication.

hical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
appro the IEC for general use, readers are referred
top :

- IE *~Letter symbols to be used in electrical
technology;

- IEC 417: raphical symbols for use on
equipment. Ingdéx? survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphi]

'mbols for diagrams;

and for medical electrical

— |EC 878: Graphical Symbols® for electromedical
equipment in medical practicaé

The symbols and signs contai

publication have either been taken from IE

IEC 617 and/or IEC 878, or have

approved for the purpose of this publicati

the present
, IEC 417,
ecifically

IEC publications prepared by the sa@
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENREGISTREURS NUMERIQUES POUR LES MESURES
PENDANT LES ESSAIS DE CHOC A HAUTE TENSION -

{.9 Partie 2: Evaluation du logiciel utilisé pour obtenir

les parametres des formes d'onde de choc

AVANT-PROPOS

%O
<

La CEIl (Comfmi
composée de I'

ion Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
ble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de fa la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'éle & et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
Internationales. Leurgélaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité

national intéressé par t traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales,{en liaijson avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore
étroitement avec 'Organisati nternationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord

entre les deux organisations

mesure du possible un accord i ational sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux

Les décisions ou accords officie?@e la CEIl concernant les questions techniques, représentent, dans la
intéressés sont représentés dans €haque comité d’études.

Les documents produits se prése us la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou s et agréés comme tels par les Comités nationaux.

de facon transparente, dans toute la mesurg/possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs
normes nationales et régionales. Toute diver f%ntre la norme CEIl et la norme nationale correspondante
doit étre indiquée en termes clairs dans cette déeTni

La CEl n’a fixé aucune procédure concerna§ marquage comme indication d’approbation et sa
responsabilité n’est pas engagée quand un matérie! éclaré conforme a 'une de ses normes.

Dans le but d'encourager l'unification inte iale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de dr logues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de p t de ne pas avoir signalé leur existence.

2

L’attention est attirée sur le fait que certains des élémentsj la présente Norme internationale peuvent faire

Technique des essais a haute tension.

La Norme internationale CEl 1083-2 a été établie par @omit' d'études 42 de la CEI:

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: :/

A\
FDIS Rapport de vote -

42/123/FDIS 42/132/RVD 5

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infué‘ﬁon sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Les

annexes A, B et C sont données uniquement & titre d'information. L

§
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

) DIGITAL RECORDERS FOR MEASUREMENTS IN
HIGH-VOLTAGE IMPULSE TESTS -

.

@t 2: Evaluation of software used for the determination of
the parameters of impulse waveforms

(@)
OO FOREWORD

comprising all national elgCtrotechnical commitiees (IEC National Committees). The object of the IEC is to

promote international co- tion on all questions concerning standardization in the electrical and electronic

fields. To this end and ition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their

preparation is entrusted to t chj> committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt
C

1) The IEC (Internatio@ectrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization

with may participate in tHis eparatory work. International, governmental and non-governmental
organizations liaising with the | als@® participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the
International Organization for Stalj ization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement
between the two organizations. dg

international consensus of opinion e relevant subjects since each technical committee has

representation from all interested Nationa 5|ttees.

3) The documents produced have the form endations for international use and are published in the
form of standards, technical reports or guides”and,they are accepted by the National Committees in that

2) The formal decisions or agreements O&lEC on technical matters, express as nearly as possible, an
Co

sense.
4) In order to promote international unification, IEC N *Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent po in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresp national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its appr and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.&Q
S,

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements o

national Standard may be the subject
of patent rights. |IEC shall not be held responsible for identifying any

fUCh patent rights.

International Standard IEC 1083-2 has been prepared by IEC tecfinical committee 42: High-
voltage testing techniques. I@

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting 6

42/123/FDIS 42/132/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the@ on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C are for information only. 0
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INTRODUCTION

La CEl 1083-1 spécifie les exigences des essais d'enregistreurs numériques. Les
ractéristiques des enregistreurs numériques, comme celles des oscilloscopes
ﬁalogiques, sont susceptibles de modifications. Cependant, les essais plus stricts (par
ort a ceux utilisés en pratique sur les oscilloscopes analogiques) spécifiés pour les
e|2glstreurs numériques, ont permis de démontrer plus clairement la précision des

e treurs numériques.

concer par l'essai. La seule condition spécifiée est que les données brutes soient

conserv ur une comparaison avec les résultats calculés. Cependant, comme les

paramétres@S choc d'essai (valeur d'essai incluse) peuvent étre obtenus par traitement

numeérique d@onnées, il est important de définir des essais pour s'assurer que la lecture

des parametr ? correctement effectuée. Le probleme est de faire cela tout en
il

La m% de traiter l'enregistrement numérique est laissée au choix des entités
é

permettant aux ateurs de développer une large panoplie de techniques qui peuvent

améliorer la préci ®

Ce probléme est inte@ ar les différents besoins des utilisateurs, allant du laboratoire
qui fait toujours le mé genre d'essai (par exemple un fabriquant de céble qui n'‘essaye
que quelques objets capa€ijifs) jusqu'au laboratoire d'essais et de recherches a haute
tension qui peut faire des eﬁgéis sur une trés grande variété d'objets qui ont également des

impédances variées. :9

L'approche retenue dans la prés partie de la CEl 1083 est de fournir a partir d’une
disquette des formes d'onde ( urs variétés de parametres) que ['utilisateur peut
employer pour vérifier qu'une m de traitement fournit des résultats dans les
tolérances spécifiées. Pour réduire antité d'essais exigés, les formes d'onde sont

associées en groupes (voir tableau 1) Butilisateur n'a besoin que d'une veérification
limitée aux groupes correspondant au/ ais a haute tension effectués dans son
laboratoire.

L'étude détaillée des méthodes d'évaluation dt%ramétres a révélé (ou souligné) quelques
problemes fondamentaux concernant la définitig certains parameétres. L'utilisation de
techniques numériques fournit une opportuni r améliorer la définition de ces
paramétres, par exemple la durée jusqu'a la créte e lassification des oscillations et du
dépassement. Ces sujets sont encore a I'étude. %
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INTRODUCTION

IEC 1083-1 specifies the test requirements for digital recorders. Digital recorders, like

analog, oscilloscopes, are susceptible to changes of their characteristics. However, the more

stri?% testing specified for digital recorders (more than is practical for analog

oscillog€opes) has led to the accuracy of digital recorders being more clearly demonstrated.
.

The m@ of processing a digital record is left to the parties concerned in the test; the
only condition specified is that the raw data are retained for comparison with the processed
ince the parameters of the test impulse (including the test value) may be
essed data, it is important to establish tests to ensure that the reading of
uately performed. The problem is how to ensure this, while permitting
ide range of techniques which may give greater accuracy.

data. Howe
read from th
parameters is
users to develop

This problem is fur omplicated by the different needs of various users, ranging from
single-purpose test labGratories, for example a cable manufacturer who may only test a few
objects which are cap , to large high-voltage test/research laboratories, which may
perform tests on a very nge of objects, which have a correspondingly wide range of

impedances. /

*
The approach taken in this part( C 1083 is to provide from a floppy disk waveforms (and

ranges of their parameters), whi user can employ to verify that a procedure gives values
within the specified ranges. To red the amount of testing required the waveforms are
divided into groups (see table 1), the user need only check those groups which are

appropriate for the high-voltage tests t&@mrformed in his laboratory.

The detailed studies of methods for tﬁmaluation of parameters has revealed (or
emphasized) some fundamental problems e definitions of some parameters. The use
of digital techniques provides an opportunity 6=t ove the definition of some parameters,
such as time-to-peak, and the classification of o oot and oscillations. These matters are
still under consideration.

2
0@’9
.

e
©

6’@
&
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ENREGISTREURS NUMERIQUES POUR LES MESURES
PENDANT LES ESSAIS DE CHOC A HAUTE TENSION -

les parametres des formes d'onde de choc

*
®
1 Do@‘e d'application

La présentgpgrtie de la CEIl 1083 est applicable au traitement numérique d'enregistrements

)\ Partie 2: Evaluation du logiciel utilisé pour obtenir

obtenus pa nregistreurs numériques utilisés pour les mesures pendant les essais de
choc mettant uvre des tensions élevées ou de forts courants, comme spécifié dans la
CEl 60. Elle pfegerit les procédures d'essai a appliquer pour s'assurer de la précision du
logiciel utilisé po iter et lire des enregistrements de chocs et des signaux de calibration.

Cette partie: O

YT R AT . . s o
— définit les termes payeullers relatifs au traitement numérique;

—~ décrit les essais qui nécessaires pour montrer qu'un logiciel est compatible avec
les exigences de la CEI 60-% g de la CEI 1083-1;

— spécifie les limites acceptées pour I'estimation des valeurs des paramétres des formes

d'onde de référence; 0

— définit les exigences pour la fiw% caractéristiques.

NOTE - Pour les formes d'ondes qui ne s spécifiées dans la CEI| 60, par exemple: les formes d’ondes
qui sont acceptées pour les essais des trar:ﬁmateurs et des parafoudres, il est conseillé d'évaluer les
paramétres de choc a partir des données brut€§, gemme il est habituellement spécifié par le comité d'études
concerné.

2 Références normatives é

Les documents normatifs suivants contiennerﬁ%dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des disposition bles pour la présente partie de la
CEIl 1083. Au moment de la publication, les éditionéﬁquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet a révision et les parties p tes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEI 1083 sont invitées a reche@la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqueg.ti-aprés. Les membres de la
CEIl et de I''SO possédent le registre des Normes internation /m vigueur.

CEl 60-1: 1989, Techniques des essais a haute tension tie 1: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais

CEIl 60-2: 1994, Techniques des essais a haute tension — Partie 2: Sy. s de mesure

CE! 1083-1: 1991, Enregistreurs numériques pour les mesures pendant les is de choc
a haute tension — Partie 1: Prescriptions pour des enregistreurs numériques :

§



1083-2 © IEC:1996 -9-

DIGITAL RECORDERS FOR MEASUREMENTS IN
HIGH-VOLTAGE IMPULSE TESTS -

Part 2: Evaluation of software used for the determination of
the parameters of impulse waveforms
:/

.

§
1 Scope Oé

This part of IEC (083 is applicable to the processing of records taken by digital recorders
used for measure s during tests with high-voltage impulses and high current impulses
as specified in IEC specifies the test procedures to be applied to assess the accuracy
of software used to p@s and read the records of impuises and calibration signals.

This part:

— defines the terms spec ; Ierlated to digital processing;

- establishes the tests whic necessary to show that software is compatible with the
requirements of IEC 60-1 and 1083-1;

-~ specifies limits on estimates o? values of parameters of the reference waveforms;
rec

— gives the requirements for the of performance.

NOTE - For waveforms not specified in IEC Go,ﬂxamp!e waveforms accepted in tests of transformers and
arresters, it is recommended to evaluate the im parameters from the raw data in the traditional way
prescribed by the relevant technical committee. :

L 2

2 Normative references ®

The following normative documents contain provisio |ch through reference in this text,

constitute provisions of this part of IEC 1083. At t ime of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are t to revision, and parties to

agreements based on this part of IEC 1083 are encourag investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative docume dicated below. Members of
IEC and ISO maintain registers of currently valid International @dards

IEC 60-1: 1989, High-voltage test techniques — Part 1: Gen defm/t/ons and test
requirements

IEC 60-2: 1994, High-voltage test techniques — Part 2: Measuring sysz%

IEC 1083-1: 1991, Digital recorders for measurements in high-voltage @lse tests —
Part 1: Requirements for digital recorders :

&
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